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(54) THIẾT BỊ KIỂM TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp kiểm tra, cảm biến không tiếp xúc (10) 
và phương pháp kiểm tra sử dụng cảm biến không tiếp xúc (10), cảm biến không tiếp xúc 
(10) này được tạo cấu hình sao cho mạch từ được tạo thành bởi cuộn dây kích thích (13), 
cuộn dây phát hiện thứ nhất (11) và cuộn dây phát hiện thứ hai (12), và cuộn dây phát hiện 
thứ nhất (11) và cuộn dây phát hiện thứ hai (12) được tạo cấu hình để đối xứng với nhau 
qua mạch từ. Hệ thống kiểm tra (20) bao gồm: bộ phận đầu vào thứ nhất (21) mà tín hiệu 
từ cuộn dây phát hiện thứ nhất (11) được đưa vào; bộ phận đầu vào thứ hai (22) mà tín hiệu 
từ cuộn dây phát hiện thứ hai (12) được đưa vào; bộ phận tính toán sai lệch (23) để tính 
toán sự sai lệch giữa tín hiệu thứ nhất từ bộ phận đầu vào thứ nhất (21) và tín hiệu thứ hai 
từ bộ phận đầu vào thứ hai (22); bộ phận xử lý tín hiệu (24) để xử lý tín hiệu sai lệch được 
tính toán bằng bộ phận tính toán sai lệch (23); và bộ phận dao động (25) để tạo ra tín hiệu 
kích thích cho cuộn dây kích thích và tín hiệu tham chiếu cho bộ phận xử lý tín hiệu (24). 
Việc kiểm tra bằng cách sử dụng thiết bị (20) có thể được thực hiện một cách đơn giản và 
với độ nhạy cao bất kể việc đối tượng cần kiểm tra có mặt hay không, đối tượng cần kiểm 
tra khác với đối tượng tham chiếu hay không, v.v..
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